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Провідний шлях
до іонів нового розчину

Ідеально підходить для широкого спектру застосувань

Функціональність спектрального оцінювання дає змогу оцінювати унікальні результати для контролю якості.

Під час вимірювань дані можуть автоматично надсилатися в Excel, 

автоматично отримувати потрібні значення.

®у режимі реального часу для використання макросів

Найвища чутливість у своєму класі з трьома детекторами

Ця модель включає детектор на фотоелектронній помножувачі (ФЕУ) для діапазону від ультрафіолетового до видимого 

світла та детектори з InGaAs і охолоджуваного PbS для ближнього інфрачервоного діапазону.

Багатоцільовий великий відсік для зразків і інтегруюча сфера з трьома детекторами забезпечують 
високочутливе вимірювання навіть твердих зразків.

Висока роздільна здатність, наднизьке розсіяне світло та 

широкий діапазон довжин хвиль вимірювання

Досягається висока роздільна здатність (макс. 0,1 нм) і наднизьке розсіяне світло (макс. 0,00005 % при 340 нм).

Діапазон довжин хвиль вимірювання від 185 до 3300 нм підтримує спектрофотометричні 
вимірювання для широкого спектру застосувань.

Конструкція монохроматора ґратчастого типу забезпечує високу точність вимірювань.

UV-i Selection

UV-1900i УФ-2600i/2700i UV-3600i Plus SolidSpec™-3700i





Найвища чутливість у класі з трьома 
детекторами
UV-3600i Plus забезпечує точні вимірювання коефіцієнта пропускання або відбиття в ультрафіолетовому та ближньому інфрачервоному 

діапазонах. Рівень чутливості в ближній інфрачервоній області значно підвищується завдяки використанню комбінації детектора InGaAs і 

охолоджуваного PbS-детектора для цієї області. Спектри можна отримати безперервно для всього діапазону, з високим рівнем чутливості 

та точності.

InGaAs

PbS

PbS детектор InGaAs детектор

PMT

Оптична система навколо детекторів

Характеристика чутливості

100

Детектор ФЕУ

PMT
InGaAs
PbS

Звичайні спектрофотометри використовують ФЕУ (фотоелектронний помножувач) для 

ультрафіолетової та видимої області та детектор PbS для ближньої інфрачервоної області. 

Жоден детектор, однак, не дуже чутливий поблизу довжини хвилі 900 нм. Це перешкоджає 

високочутливим вимірюванням у цьому діапазоні. UV-3600i Plus дає змогу проводити 

високочутливі вимірювання в діапазоні перемикання завдяки використанню детектора 

InGaAs, як показано на малюнку ліворуч.

0
1000 2000 рік

Довжина хвилі (нм)

3000

Зв'язок між детекторами та вимірюваним діапазоном

165 нм 380 нм 780 нм 3300 нм

УФ Видно NIR

PMT 185〜1000 нм

InGaAs 700〜1800 нм

PbS 1600〜3300 нм

Перемикання між фотопомножувачем і детектором InGaAs можливе в діапазоні від 700 до 1000 нм (за замовчуванням довжина хвилі перемикання становить 830 нм). 

Перемикання між детектором InGaAs і детектором PbS можливе в діапазоні від 1600 до 1800 нм (за замовчуванням довжина хвилі перемикання становить 1650 нм).
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Порівняння двох і трьох детекторних моделей
UV-3600i Plus нещодавно оснащений детектором InGaAs на додаток до фотопомножувача (ФЕУ) та охолоджуваних детекторів PbS. Це призводить до 

меншого шуму, ніж модель із двома детекторами (детектори ФЕУ та PbS), особливо в області, що виявляється детектором InGaAs (від 900 до 1600 нм).

0,300

UV-3600i Plus
Дводетекторна модель

0,200

0,100

На малюнку праворуч показані спектри пропускання (спектральна 

смуга пропускання 2 нм) для води, виміряні за допомогою UV-3600i 

Plus (детектор InGaAs і охолоджений детектор PbS) і моделі з двома 

детекторами (детектор PbS) в діапазоні від 1370 до 1600 нм. З 

UV-3600i Plus рівень шуму значно нижчий. (Сітчастий фільтр 

використовується на стороні опорного променя для підтримки 

балансу зі стороною променя зразка.)

0,000

- 0,050
1370,0 1400,0 1450,0 1500,0 1550,0 1600,0

нм

Вимірювання високої точності
Шум і удари, спричинені перемиканням детекторів, зведені до мінімуму для забезпечення точного вимірювання. Шуми або удари майже не спостерігаються навіть при 

використанні комірки передачі з довгим оптичним шляхом 50 або 100 мм.

0,400 1,500

0,300

1,00

0,200

0,500

0,100

0,000
700,0

0,000
1550,0800,0 900,0 1000,0 1600,0 1650,0 1700,0

нм нм

Цифри вгорі ліворуч і праворуч являють собою, відповідно, спектри пропускання для етилбензолу (отримані за допомогою кювети з оптичним шляхом 100 мм) і циклогексану 

(отримані за допомогою кювети з оптичним шляхом 10 мм). На довжинах хвиль перемикання детектора (870 і 1650 нм) не спостерігається жодних змін базової лінії.

UV-3600i Plus
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Висока роздільна здатність, наднизьке розсіяне світло та 
широкий діапазон довжин хвиль вимірювання
UV-3600i Plus оснащено високопродуктивним подвійним монохроматором із ґратками та забезпечує низький рівень розсіяного світла з 

високою роздільною здатністю. Діапазон довжин хвиль становить від 185 до 3300 нм. Цей прилад може виконувати спектрофотометрію для 

різних типів зразків, починаючи від тих, що вимагають високої роздільної здатності, таких як зразки газу, до висококонцентрованих рідких 

зразків.

Спектри високої роздільної здатності газу бензолу
Спектр, показаний ліворуч, було отримано шляхом поміщення газоподібного бензолу в комірку з довжиною оптичного шляху 10 мм і проведення 
вимірювань. Спектральна смуга пропускання 0,1 нм. Чітко видно триплет в районі 250 нм (збільшено праворуч). Цей прилад дозволяє вимірювати 
спектри високої роздільної здатності з невеликим шумом.

1,800
0,350

1,500
0,300

0,250

1000

0,200

0,500
0,150

0,100

0,000 249,0 249.5 250,0 250,5 251,0

240,0 245,0 250,0 255,0 260,0 нм
нм

Наднизький рівень розсіяного світла 0,00005 % Макс. (340 нм)
Малюнок нижче зліва - це спектр для водного NaNO2рішення, а малюнок праворуч показує збільшене зображення околиці 340 нм. На малюнку праворуч 
червоний спектр для водного NaNO2розчину, а синій спектр — це лінія 0 %, отримана, коли блок затвора вставляється на стороні пучка зразка. UV-3600i 
Plus забезпечує наднизький рівень розсіяного світла менше 0,00005 % при 340 нм. (Сітчастий фільтр використовується на стороні контрольного променя 
для підтримки балансу зі стороною променя зразка.)
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800,00

0,00005
60,00
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0,00000

20.00

0,100 - 0,00005
330,0 340,0 350,0 360,0 370,0 380,0 390,0 330,0 335,0 340,0 345,0 350,0
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Лінійність до рівня поглинання 6
На малюнку зліва показано спектри, отримані шляхом вимірювання водного KMnO4розчин у шести рівнях концентрації. Сітчастий фільтр був вставлений на 

стороні еталонного променя, і диференціальний метод був використаний для виконання вимірювання до рівня поглинання 6. Використання негативного 

поглинання дозволяє проводити вимірювання з невеликим шумом, навіть при високих рівнях поглинання. На малюнку внизу праворуч показана калібрувальна 

крива з використанням пікових значень поглинання в районі 525 нм для водного KMnO4розчину, і показує, що лінійність зберігається до рівня поглинання 6.
6 000 Калібрувальна крива

6..000

4 000 4..000

2..0002 000

0..000
0..0000,000 100 000 200 000 300 000 400 000

250,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 Концентрація (мг/л)нм
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Охоплює широкий діапазон довжин хвиль від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного

Діапазон довжин хвиль від 185 до 3300 нм дозволяє проводити вимірювання в ультрафіолетовому, видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах. Крім того, 

отримані спектри виявляють незначний шум у всьому діапазоні.

На малюнку праворуч показаний спектр, отриманий шляхом вимірювання толуолу в діапазоні від 185 до 

3300 нм за допомогою кювети з довжиною оптичного шляху 2 мм.

Можна отримати спектри в ультрафіолетовій, видимій та ближній інфрачервоній областях.
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Малюнок праворуч показує спектр для світлового променя з низьким коефіцієнтом пропускання на 

силікатній пластині в діапазоні від 200 до 1600 нм. Незважаючи на те, що ЛМ є особливим типом ЛМ з 

коефіцієнтом пропускання майже нульовим, його було виміряно з високою точністю та мало шуму. 

(Сітчастий фільтр використовується на стороні контрольного променя для підтримки балансу зі стороною 

променя зразка.)
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Вважається, що молекули спирту, такі як 1-бутанол, складаються із суміші ізолятів 
без водневих зв’язків і агрегатів, утворених через відносно слабкі водневі зв’язки 
між групами ОН. З підвищенням температури водневі зв’язки слабшають, і 
агрегати розпадаються на ізоляти.

На малюнку праворуч показані ближні інфрачервоні спектри для 1-бутанолу, 
отримані при 20 °C, 40 °C і 60 °C. Піки в районі 1400 нм, які стають більшими з 
підвищенням температури, є піками OH для ізоляту без водневих зв’язків. Піки в 
районі 1600 нм, які стають меншими з підвищенням температури, є піками OH 
для водневого зв’язаного агрегату.

2,500

20℃
40℃
60℃

2 000

1,500

1000

Ізолювати-OH

0,500

Агрегат-ОН
0,000

1300,0 1400,0 1500,0 1600,0 1700,0 1800,0
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Навіть багатофункціональний великий відсік для зразків і інтегруючий сферічний 

блок оснащені трьома детекторами, як і основний блок UV-3600i Plus.

На малюнку праворуч показані спектри ближнього інфрачервоного діапазону, виміряні на 

кремнієвій пластині за допомогою моделі UV-3600i Plus із приєднаним блоком ISR-603 (детектори InGaAs 

та охолоджувані PbS). Детектор InGaAs створює менший шум і забезпечує більш високу чутливість, ніж 

детектор PbS, навіть для твердих зразків.

ISR-603:InGaAs
ISR-3100:PbS

ISR-603:InGaAs
ISR-3100:PbSPMT PMT

Червоний:ISR-603

Фіалка:ISR-3100
Синій:ISR-603
Фіалка:ISR-3100

UV-3600i Plus
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Великий вибір прикладних програм для 
різноманітних додатків
Електротехніка, електроніка та оптика
Вимірювання високого поглинання поляризаційних ЛМС 

Вимірювання відбиття багатошарових ЛМС

Вимірювання абсолютного коефіцієнта відбиття дзеркал із високою відбиваючою 

здатністю Вимірювання спектральних характеристик дільників променя Вимірювання 

відносного випромінювання світлодіодів

Вимірювання коефіцієнта пропускання кварцових пластин

Вимірювання абсолютного коефіцієнта світловідбивання антивідбиваючих покриттів 

Вимірювання коефіцієнта пропускання функціональних lms

Вимірювання дифузного відбитку та вимірювання забороненої зони напівпровідникових матеріалів 

Вимірювання пропускання покривного скла сонячних елементів тощо.

Будівництво
Вимірювання світлопропускання віконного скла та віконного скла 

Вимірювання світловідбивання фарб і будівельних матеріалів

lms

Транспортне обладнання
Система оцінки датчиків уникнення зіткнень LiDAR

Фармацевтика, косметика та науки про життя
Вимірювання косметичного кольору та вимірювання ультрафіолетового скринінгу 

Вимірювання препаратів, що містять кристалізаційну воду

Вимірювання вологи в рослинах Вимірювання різних амінокислот 

Кількісне визначення білків і нуклеїнових кислот Вимірювання 

фармацевтичних компонентів у ближньому інфрачервоному діапазоні

Хімікалії
Вимірювання коефіцієнта пропускання та кольору пластикових матеріалів. 

Вимірювання світловідбивання білих матеріалів на основі кремнезему. 

Вимірювання товщини тонких лінійних ліній.

Вимірювання ближнього інфрачервоного діапазону органічних 

розчинників. Вимірювання матовості пластмас

Продукти харчування

Вимірювання дифузного відбитку пшениці. Кількісне визначення вмісту вітамінів, 

харчових добавок і мінералів. Кількісне визначення виділення фенолу в контейнерах 

і пакувальних матеріалах.

Текстиль
Вимірювання коефіцієнтів пропускання та відбиття, а також вимірювання ультрафіолетового екранування текстилю 

Вимірювання кольору текстилю
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Вимірювання пропускання лінз
Пристрої для обробки зображень, такі як мобільні телефони, цифрові фотоапарати та камери безпеки, оснащені лінзами. Коефіцієнт пропускання лінзи є одним із 

факторів, який визначає ефективність лінзи. Однак, оскільки сама лінза фокусує світло, це особливо складний тип зразка для точного вимірювання.

Через фокальні можливості лінз загальна кількість світла, що проходить через спектрофотометр під час вимірювання базової лінії, може відрізнятися від 

кількості світла, що проходить через лінзу під час вимірювання через заломлення. У таких випадках можна використовувати інтегруючу сферу, щоб зібрати все 

світло, що проходить через лінзу, і забезпечити точніші вимірювання. Крім того, використання інтегруючої сфери передавального типу, що входить до складу 

BIS-603, може зменшити похибки вимірювань.

Використання багатоцільового великого відсіку для зразків MPC-603A з додатковим V-подібним ступенем дозволяє вимірювати коефіцієнт пропускання для лінз різного 

розміру та довжини.

MPC-603A та BIS-603 є ідеальною комбінацією для вимірювання лінз.

Вимірювання лінзи за допомогою 
інтегруючої сфери з 4 отворами

Вимірювання лінзи 
інтегруючою сферою прохідного типу

об'єктив об'єктив

Можлива похибка вимірювання, спричинена 
різницею світловідбивання між еталонним зразком

і внутрішньої поверхні інтегруючої сфери.

Можливо, не буде похибок вимірювання через однакову 

світловідбивальну здатність внутрішньої поверхні

інтегруючої сфери.

ЕлеCtr i cal , Electronics , Opt i cs

Вимірювання пропускання дуже малих зразків
Поточна мініатюризація різних продуктів, таких як датчики, означає, що тепер 
потрібно вимірювати дуже маленькі зразки. На малюнку показано результати 
вимірювання спектру пропускання на вікні мікросенсора.

При вимірюванні дуже маленьких зразків світловий промінь необхідно налаштувати 

відповідно до розміру зразка. Таким чином, використовуючи UV-3600i Plus у поєднанні з 

додатковим багатоцільовим великим відсіком MPC-603A, блоком апертури малого 

променя (P/N 206-22051-41) і маленьким тримачем зразка (P/N 206-28055-41) ), оптичну 

систему можна налаштувати для вимірювання навіть мікрообластей, фокусуючи промінь 

до діаметрів лише 2 мм².

MPC-603A — це опція UV-3600i Plus, яка дозволяє вимірювати різні зразки, 
починаючи від малих і закінчуючи.

Параметри, що використовуються для вимірювань

Мікротримач зразків Інше
·V стадія

·Зразок базової пластини BIS-603

Інтегруючий набір сфер

UV-3600i Plus
Спектрофотометр UV-VIS-NIR 9
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Параметри, що використовуються для вимірювань
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пер Листове скло для сонячних батарей
Рулонний пл

перемикання

була черга

перемикання

На додаток до прокатного пластинчастого скла для сонячних батарей, це корисно для вимірювання спеціальних

Коли він сканується маленькою інтегруючою сферою, великі кроки на детекторі можуть бути 

не отримані. При випробуванні на ISR-1503 з діаметром 150 мм і тра тра зразка були майже 

однаковими. І ці спектри мали дуже маленькі кроки на детекторі

бер, що викликають дифузію.

130,00

100,00

50,00

- 5.00

200,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0
нм

ЕлеCtr i cal , Electronics , Opt i cs

Абсол ент дзеркал
Ре е
визначати

compone
бути зроблено

використання приладдя для вимірювання абсолютного коефіцієнта відбиття (ASR). The

Насадка абсолютного світловідбивання, яка дозволяє вимірювати світловідбивання дзеркал, блок.

і деяких інших пристроїв надзвичайно важливий, оскільки він служить чинником для визначення 

того, що зразок може складатися з дзеркального компонента та компонента дифузного відбиття. Крім 

того, вимірювання відбивного опору можуть бути матеріальними або абсолютними. Абсолютні 

значення дзеркального коефіцієнта відбиття визначаються за

На малюнку нижче показано результати вимірювання дзеркала.

можна встановити на додатковий MPC-603A

10
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Оцінити фільми

Багатослойний

ларс, і
інцидент

компарт
кут падіння змінюється для різного світла. Результати щодо кута падіння 
змінюють, які довжини хвиль передаються та повертаються

Унікальна конструкція апертури Shimadzu забезпечує конденсоване світло з відмінним співвідношенням сигнал/шум, що означає, що 
його можна легко перетворити на висококолімований світло для задоволення вимог замовника.

дзеркала, фільтри та різноманітні інші оптичні елементи, що використовуються у 
камерах, показують результати вимірювання багатошарового діелектричного смугового 
фільтра lm як 600i Plus у поєднанні з додатковим багатоцільовим пристроєм для великого 
зразка MPC-603A, пропускання та абсолютного відбиття можна виміряти як

rm, що через багатошарову структуру lm, варіюючи
ected.

Параметри, що використовуються для вимірювань

ASR-3105/3112/3130/3145 Насадка 
для абсолютного відбиття

Варя
одиниця

мент

посилання

100％світло М2

Вимірювальне світло

M2'
Положення поляризатораM3

M1

Інтеграція
сфери

Зразок

Будівництво

Великий набір поляризаторів, 
поляризатор типу I, типу II, типу III

інші
·Багатофункціональний відсік для великих зразків

(MPC-603A)

·BIS-603 Зразок базової пластини, що об’єднує набори сфер

UV-3600i Plus
Спектрофотометр UV-VIS-NIR 11



Параметри, що використовуються для вимірювань
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Група
дослідження

їх
використовуючи

зразок t
Ширина забороненої зони зразків була розрахована за допомогою методу Tauc і була визначена як 1,63 ев для CuGaSe2(червона лінія), 1,27 еВ для 

Culn0,5Ga0,5Se2(синя лінія) та 0,99 еВ для CuInSe2(чорна лінія).

часто передбачає вимірювання ширини забороненої зони*, яка є основною фізичною властивістю 

спектрів трьох напівпровідникових матеріалів, що використовуються у виробництві сонячних 

елементів. n край, довжина хвилі, на якій зменшується відбивна здатність, відрізняється залежно від

ширина забороненої зони зразків.

* Ширина забороненої зони означає різницю енергій між верхньою частиною валентної зони, заповненою електронами, та нижньою частиною зони провідності, позбавленою електронів. Діапазон 

довжин хвиль UV-3600i Plus надзвичайно ефективний для розрахунків забороненої зони.

300
250
200
150
100

50
Це значення hν є значенням 
забороненої зони.

0
0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

hν（еВ）

Матеріали Значення забороненої зони

CuGaSe2

Culn0,5Ga0,5Se2

CuInSe2

1,63 еВ

1,27 еВ

0,99 еВ (1253 нм)

(757 нм)

(977 нм)

Кон структурний іон

Вимірювання коефіцієнта пропускання (проникності сонця) віконного скла
В останні роки заходи для компенсації наслідків глобального потепління та теплових островів включали включення різних видів функціонального скла в сучасні 

будівельні матеріали. Ці нові скляні матеріали зменшують пропускну здатність інфрачервоного випромінювання, а також мають потенціал теплоізоляції. 

Коефіцієнт пропускання сонячного світла визначається JIS як індекс, який представляє характеристики пропускання сонячного світла від видимого до ближнього 

інфрачервоного світла. На малюнку нижче наведено спектральні дані прозорого та сонячно ограненого скла, а також результати розрахунку коефіцієнта 

світлопроникності/відбивання. Він показує, що світлопроникна здатність залежить від типу скла.

Для цього методу вимірювання коефіцієнта пропускання сонця потрібен діапазон вимірювань від 250 до 2100 нм та інтегруюча сфера. Поєднання UV-3600i Plus і 

ISR-603 ідеально підходить для вимірювання коефіцієнта пропускання сонячної енергії.
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Tra Спортивне обладнання

Система оцінки датчиків уникнення зіткнень LiDAR
LiDAR — це технологія, необхідна для безпілотних автомобілів. Він вимірює відстань і положення перешкод шляхом сканування лазерним світлом для 

вимірювання світла, відбитого від перешкод. Результати, наведені нижче, були отримані на основі захисної кришки датчика запобігання зіткненням, 

коли змінювався кут падаючого світла. Враховуючи, що рівень пропускання змінюється зі зміною кута падіння, результати показують, що довжина хвилі 

лазера, яка використовується для датчика, повинна бути близько 960 нм, де пропускання не зменшується для даного матеріалу покриття.

Приклад зразка обкладинки

100
Поле зору там, де 
необхідна продуктивність
бути забезпеченим

Коефіцієнт пропускання під кутом падіння 35 градусів 

Коефіцієнт пропускання під кутом падіння 45 градусів 

Коефіцієнт пропускання під кутом падіння 55 градусів

80
Датчик запобігання зіткненням

60

40
Кришка датчика

20

0
900 940 980 1020

нм

Че mi cal s

Вимірювання матовості пластмас
Оскільки пластик зараз широко використовується, потрібні прозорі пластикові матеріали, наприклад лінзи. Значення матовості є одним із видів оцінки пропускання для пластмас. 

Значення туманності розраховується шляхом визначення співвідношення загального коефіцієнта пропускання та відбивання. Менше значення матовості вказує на більш прозорий 

матеріал. ISR-1503 з діаметром 150 мм може монтувати зразок пропускання горизонтально. Тут показано результат вимірювання запітнілої пластикової пластини. Спектри були 

спектрами повного пропускання та розрядження відбиття. Показник туманності становив 32,9.

ISR-1503 з діаметром 150 мм підходить для вимірювання туманності.

Значення туманності (%)＝32.9

Розраховується за загальним коефіцієнтом пропускання та

Дифузне відображення.

Примітка

Отримане значення помутніння може відрізнятися від значень, отриманих за допомогою 

спеціальних вимірювачів помутніння.

Параметри, що використовуються для вимірювань
Програмне забезпечення для розрахунку сонячної радіації

Це програмне забезпечення розраховує коефіцієнт пропускання/відбиття сонця на основі виміряних спектрів.

·Основними елементами розрахунку є коефіцієнт пропускання/відбивання видимого світла, загальне світло

коефіцієнт пропускання/відбивання, коефіцієнт відбиття ближнього інфрачервоного діапазону, коефіцієнт пропускання ультрафіолетового 

випромінювання, коефіцієнт пошкодження CIE та фактор пошкодження шкіри.

·Можна розрахувати відповідні елементи JIS, ISO та GB/T.

інші
·Багатоцільовий відсік для великих зразків MPC-603A ·Блок 

вимірювання змінного кута для MPC-603A ·Excel®макропрограма 

для забороненої зони ·Програмне забезпечення для розрахунку 

кольорів

UV-3600i Plus
Спектрофотометр UV-VIS-NIR 13
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для вимірювань

Че mi cal s

Вимірювання товщини плівки
Інтерференційні хвильові картини іноді виникають, коли світло 

проходить крізь прозорий світлодіод. Товщину lm зразка можна 

визначити за допомогою інтерференційної форми хвилі. Чорна лінія для 

полівініліденхлориду lm, червона лінія для полікарбонату lm, а синя лінія 

для поліпропілену lm.

Значення 9,9 мкм, 49,3 мкм і 59,5 мкм були розраховані з 

інтерференційних хвиль за допомогою додаткового обчислення товщини 

lm. Примітка. Показник заломлення зразка необхідно ввести, щоб

виконати розрахунок.

Параметри, що використовуються для вимірювань

Тримач плівки

Програма для розрахунку товщини плівки
Це програмне забезпечення розраховує товщину lm з виміряного спектру 

за допомогою методу інтерференційних інтервалів. (Для обчислення 

товщини лм необхідне введення показника заломлення зразка.)

·Інтерференційний метод розраховує товщину lm з
відстань між вершинами хвилі інтерференції (Baray). Ви можете 
встановити параметри виявлення для піку (Baray), кута падіння 
та діапазону довжин хвиль для розрахунку товщини lm.

Pha rmaceut i cal s

Вимірювання безводного кофеїну в Cold Remedy
Безводний кофеїн входить до складу ліків від застуди. На малюнку нижче показано результати вимірювання безводного кофеїну за допомогою тримача 

порошкового зразка. Це дозволяє легко вимірювати об’єми всього 0,16 мл.

Поєднання UV-3600i Plus, ISR-603 і тримача порошкового зразка ідеально підходить для вимірювання дифузного відбиття порошку.

Параметри, що використовуються для вимірювань

Тримач порошкових зразків
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Фу ds

Кількісне визначення кількості жиру в харчових продуктах

Останнім часом широкого поширення набули модифіковані жиром продукти. Для визначення рівня жиру в молоці зазвичай використовуються методи 

Гербера та Розе-Готліба, процес, який вимагає тривалого вимірювання. Тому вимірювання було проведено з використанням комбінації методу 

спектрального відбиття та багатовимірного аналізу. На малюнку нижче показано спектральний спектр відбиття зразка молока, який було поміщено в 

гвинтову трубку та виміряно UV-3600i Plus та ISR-603. Кількісне визначення кількості жиру проводили шляхом створення калібрувальної кривої з 

використанням спектру та даних кількості жиру.

R%
70,0

Показана кількість жиру

на Молоці
Картонна упаковка

(г/200 мл)

Результати оцінювання

Використання кількох

регресія
Методи аналізу

Оцінка
Результати

Використання PLS

Методи регресії

Результати оцінювання

Використання підтримки

Векторна регресія
Методи аналізу

Товстий Аму пt 2,0 (г/200 мл)
60,0 Зразки

Жир Am 1,0 (г/2 00 мл)

Вершковий 3 (1вулчас)

Вершковий 3 (2ndчас)

Звичайний 3 (1вулчас)

Звичайний 3 (2ndчас)

З низьким вмістом жиру 3 (1вулчас)

З низьким вмістом жиру 3 (2ndчас)

9.5 8,87 (6,6%) 9,57 (0,7%) 9,72 (2,3%)

9,47 (0,3%)

7,88 (3,7%)

7,31 (3,8%)

2,01 (0,5%)

1,86 (7,0%)

40,0 9.5 8,89 (6,4%) 9,67 (1,6%)

7.6 8,04 (5,8%) 8,40 (10,5%)

7.6 7,59 (0,1%) 7,71 (1,4%)
20,0 2.0 2,24 (12,0%) 1,78 (11,0%)

2.0 2,36 (18,0%) 1,72 (14,0%)
Кількість жиру
0,2 (г/200 мL)

0,0
1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,01900,0нм

тексti les

Вимірювання дифузного відбиття різних фабрик
Спектри дифузного відбиття різних текстильних матеріалів були виміряні у 

видимій області з використанням інтегруючої сфери ISR-603.

Синя лінія вказує на синю тканину, а червона лінія вказує на червону тканину. Синя тканина в 

основному відбиває короткохвильове синє світло, тому виглядає синім, тоді як червона тканина в 

основному відбиває довгохвильове червоне світло, тому виглядає червоною.

Поєднання UV-3600i Plus і ISR-603 ідеально підходить для вимірювання кольору. Крім того, 

додаткове програмне забезпечення для вимірювання кольорів дозволяє обчислювати та 

відображати кольори в різних моделях колірного простору.

Параметри, що використовуються для вимірювань

Ф Програмне забезпечення для розрахунку кольорів

Програмне забезпечення, яке обчислює значення кольору результату вимірювання на основі виміряного 

спектру. Ви можете відобразити графік координат кольоровості xy у колориметричній системі XYZ або графік 

індексу світності/координат кольору в CIELAB.

·Містить основні елементи розрахунку для колориметричної системи XYZ, CIELAB, CIELUV, Munsell

колориметрична система, ментальність, жовтизна, білизна та різниця кольорів. ·Ви можете 

розрахувати елементи, пов’язані з кольорами JIS та ASTM. *

·Для різних розрахунків ви можете встановити освітлення для вимірювання та кут огляду спостереження.
Тримач порошкових зразків

Програмне забезпечення для розрахунку UPF

Програмне забезпечення для розрахунку UPF (фактор ультрафіолетового екранування) на основі виміряного спектру. ·Можна розрахувати 

UPF, UVA, UVB, швидкість блокування ультрафіолетового випромінювання, швидкість блокування ультрафіолетового випромінювання (UVA, 

UVB). ·Ви можете розрахувати відповідні елементи JIS, DIN, BS, AATCC, AS/NZAA, GB/T. *

Інший
* Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання детальної інформації про відповідний стандарт.

·ISR-603 Інтегруюча сферична приставка

UV-3600i Plus
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Стандартне програмне забезпечення: LabSolutions™УФ-вид

Забезпечує вищу продуктивність і забезпечує більш зручне аналітичне середовище.

Налаштування параметрів Від вимірювання до виведення даних

Плавна робота Підвищення продуктивності операцій аналізу даних

Чотири режими вимірювання Операції аналізу та виведення даних можна виконувати одночасно (одночасно) з 

вимірюванням даних. Час, витрачений на виведення або аналіз даних, також можна 

скоротити, одночасно надсилаючи дані в Excel®електронну таблицю в реальному часі 

або збереження даних у вигляді тексту. Програмне забезпечення також може 

автоматично виконувати постобробку виміряних даних, таку як обробка/коригування 

спектрів, і виконувати оцінювання результатів вимірювань на відповідність/

невідповідність (автоматичне спектральне оцінювання).

Чотири окремі режими вимірювання: спектральний, кількісний, фотометричний, 

часовий, автоматичне вимірювання (додатково) дозволяють виконувати 

вимірювання за допомогою інтуїтивно зрозумілих операцій.

Чотири вікна режиму вимірювання

Панель керування приладами

Налаштування параметрів приладу можна вказати за допомогою 

панелей, відокремлених від вікна вимірювання. Панелі керування 

включають різні функції, які створені для кращої видимості. Кожне вікно 

вимірювання плавно з’єднується з відповідним вікном налаштування 

параметрів.
Аналізуйте дані в Excel
(Excel®функція передачі аналізу даних у реальному часі)

згодні

Легко передайте дані в зовнішнє програмне 

забезпечення для аналізу даних

(функції одночасного збереження 
тексту та виведення матриці)
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Управління даними

Автоматична спектральна оцінка 
(функція спектральної оцінки)

Покращене керування даними

На додаток до звичайного керування файлами в папках на ПК, ідеальні 

рішення для збереження даних у базі даних із складною 

функціональністю безпеки та дотриманням правил, пов’язаних із ER/ES
Вказуючи різні критерії оцінки для результатів вимірювань, оцінки 

спектрів можуть бути зроблені автоматично.

повторно

B УФ-вид

S УФ-вид

вік
база даних може запобігти перезапису даних. 

Крім того, під час аналізу poststrun, naged з 

використанням номерів версій, тому дані не 

записуються.

Аналіз Пострунь
аналіз

Пострунь
аналіз

Ver. 1 Ver. 2 Ver. 3

У вікні створення звіту звіти можуть бути підготовлені на основі попередньо 

визначеного формату звіту або довільно створені на основі різних 

параметрів, даних або інших елементів.

Зменшує помилки оператора.

UV-3600i Plus
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Аксесуари
Основне вимірювання

Тримач плівки Тримач плівки, що обертається Багатоклітинний відсік для зразків
(P/N 204-58909) (P/N 206-28500-41) (Шість клітинок)(P/N 206-69160-41)

Цей тримач використовується для зберігання камер, фільтрів та 
інших предметів. Він сумісний із розмірами зразків від мінімального 
W16 × H32 мм до максимального W80 × H40 мм.

Цей тримач світлодіодів забезпечує обертання зразків у площині 
з центром на оптичній осі. Він сумісний із зразками розміром до 
33 × 30 мм.

Це вміщує до шести комірок на стороні зразка. Управляється 
автоматично.

Короткий оптичний шлях, довгий оптичний шлях, вимірювання мікрооб’єму

Прямокутний тримач клітинок з довгим ходом Розпірки для комірок з коротким шляхом Тримач Super-Micro Cell
(P/N 204-23118-01) (P/N 204-21473-0X) (P/N 206-14334)

Довжина оптичного шляху комірки

Він містить прямокутні комірки з довжиною оптичного шляху 
10, 20, 30, 50, 70 або 100 мм.

Цей стандартний тримач кювет необхідний 

для кювет з коротким оптичним шляхом.

P/N Доступні комірки
2 мм
5 мм
1 мм

Цей тримач клітин призначений для супермікро клітин. Можна 
виміряти об’єми від 50 до 200 мкл, залежно від типу 
використовуваної чорної клітини.

- 01
- 02
- 03

Вимірювання постійної температури
Тримач кювети з постійною температурою Термоелектричний тримач елемента з 

контрольованою температурою (TCC-100)
Термоелектричний одноелементний тримач (

(P/N 202-30858-44)
(P/N 206-29510)

Цей тримач клітини контролює температуру клітини шляхом 
циркуляції води постійної температури. Діапазон робочих 
температур від 5 до 90 °C (потрібен окремий циркуляційний насос 
постійної температури). Також доступна чотириелементна модель (P/
N: 204-27206-02).

Цей пристрій може контролювати температуру клітин як на стороні 
зразка, так і на стороні порівняння. Діапазон регулювання 
температури від 7 до 60 °C. Температуру можна регулювати лише на 
стороні зразка, доступно 6 наборів (P/N 206-29500). Діапазон 
регулювання температури з 6 наборів становить від 16 до 60 °C.

Цей тримач (включаючи мішалку) можна запрограмувати на 
підвищення/зменшення температури на стороні зразка. 
Діапазон регулювання температури від 0 до 110 °C. Для 
охолодження елемента Пельтьє необхідно циркулювати 
охолоджуючу воду.

Вимірювання відбивної здатності

Spe (кут падіння 5°)
(P/N

Це
Це c

падіння на зразок становить 5 градусів. 
0 × 100 мм і товщиною до 15 мм.
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Інтеграція sp
Інтегруюча сфера (ISR-2600) інтегр
(P/N 207-20100-58) (P/N 20

Це кріплення дозволяє вимірювати відносне дифузне або дзеркальне відбивання. Кут падіння 
на зразок можна встановити, встановивши його на нуль або вісім градусів у поєднанні з 
функцією перемикання між зразком і еталонною стороною спектрофотометра. Діапазон 
довжин хвиль вимірювання становить від 220 до 2600 нм. Він сумісний із відбиваючими 
зразками діаметром до 100 мм і товщиною 15 мм.

Ця інтегруюча сфера з внутрішнім діаметром 150 мм і максимальним коефіцієнтом апертури 4,0 
% відповідає низці нормативів. Діапазон довжин хвиль вимірювання становить від 220 до 2500 
нм. Доступні невеликий тримач зразка для пропускання, стандартний тримач кювети для 
прямого виявлення, тримач порошкового зразка, тримач фотокамери та інші спеціальні 
аксесуари.

Багатоцільовий великий зразок Насадки абсолютного відбиття Одиниця вимірювання змінного кута
для MPC-603A(P/N 207-23490-42)

Цей багатоцільовий відсік для зразків можна використовувати для вільного 

вимірювання коефіцієнта пропускання або відбиття зразків різної форми. 

Діапазон довжин хвиль вимірювання становить від 220 до 2600 нм. Він 

сумісний із зразками пропускання розміром до 305 мм у діаметрі та 

товщиною 50 мм або до 204 мм у діаметрі та товщиною 300 мм, або 

розмірами зразків відбиття до 305 мм у діаметрі та товщиною 50 мм.

Ці насадки встановлюються в багатофункціональний відсік для 
великих зразків, щоб забезпечити абсолютне дзеркальне відбивання 
твердих зразків. Сумісний діапазон розміру зразка становить від 20 
до 150 квадратних мм і товщиною до 30 мм. Потрібен зразок базової 
пластини, що об’єднує сферу.

Цей прилад дозволяє вимірювати абсолютний коефіцієнт 
відбиття твердих зразків із встановленням будь-якого кута 
падіння та відбивання. Діапазон довжин хвиль вимірювань 
від 250 до 1650 нм. Він сумісний із розмірами зразків від 20 до 
70 квадратних мм і товщиною від 2 до 15 мм. Кут падіння 
можна встановити від 5 до 70 градусів.

P/N Кут падіння Діапазон довжин хвиль

від 300 до 2400 нм
від 300 до 2500 нм
від 300 до 2300 нм
від 300 до 2300 нм

206-16817-58 5°
206-16100-58 12°
206-15001-58 30°
206-15002-58 45°

Великий поляризатор Assy / поляризатор Assy Тримач порошкових зразків
(для інтегруючої сфери)

Мікротримач зразків
(P/N 206-28055-41)

(P/N 206-89065-41)

Це дозволяє контролювати поляризаційні характеристики 
падаючого світла на зразки.

Цей порошковий тримач зразків призначений для встановлення в 

інтегруючу сферу.

Це утримує невеликі зразки проти інтегруючої сфери. Він 
сумісний із зразками розміром від 5 до 10 квадратних мм і 
товщиною від 0,5 до 2 мм.P/N Тип Діапазон довжин хвиль

250-2300 нм
400-800 нм
260-700 нм
260 до 2300 нм

206-15694-40 Великий тип
206-13236-41 Тип I
206-13236-42 II тип
206-13163-40 III тип

Різні інші аксесуари

Рідкі зразки Тверді зразки

https://www.shimadzu.com/an/molecular_spectro/uv/accessory/liquid/guide.html https://www.shimadzu.com/an/molecular_spectro/uv/accessory/solid/guide.html

UV-3600i Plus
Спектрофотометр UV-VIS-NIR 195



- Функції автоматизованої підтримки з використанням цифрових технологій, таких як M2M, IoT і штучний 
інтелект (AI), які забезпечують більшу продуктивність і максимальну надійність.
- Дозволяє системі контролювати та діагностувати себе, вирішувати будь-які проблеми під час збору даних 
без введення користувача та автоматично поводитися так, ніби нею керує експерт.
- Підтримує отримання високоякісних відтворюваних даних незалежно від рівня кваліфікації 
оператора як для рутинних, так і для вимогливих додатків.

SolidSpec, LabSolutions і логотип Analytical Intelligence є товарними знаками Shimadzu Corporation.
Excel є зареєстрованою торговою маркою або торговою маркою Microsoft Corporation у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

Тільки для дослідницького використання. Не для використання в діагностичних процедурах.

Ця публікація може містити посилання на продукти, недоступні у вашій країні. Зв’яжіться з нами, щоб перевірити наявність цих 
продуктів у вашій країні.
Назви компаній, назви продуктів/послуг і логотипи, використані в цій публікації, є торговими марками та торговими назвами корпорації Shimadzu, її дочірніх або афілійованих компаній, 
незалежно від того, використовуються вони разом із символом торгової марки «TM» або «®».
У цій публікації можуть використовуватися сторонні торгові марки та торгові назви для позначення компаній або їхніх продуктів/послуг, незалежно від того, чи використовуються вони разом із 
символом торгової марки «TM» або «®».
Shimadzu відмовляється від будь-яких прав власності на торгові марки та торгові назви, крім своїх власних.

www.shimadzu.com/an/ Вміст цієї публікації надається вам «як є» без будь-яких гарантій і може бути змінено без попередження. Shimadzu не несе жодної 
відповідальності за будь-яку пряму чи непряму шкоду, пов’язану з використанням цієї публікації.
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